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Produktdetails

Modellnummer:
VRH08630

Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 200mm

Typ:
Mcroscope Objective

Art:
Infinity Corrected
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Hersteller:
Nikon

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
0.37
Lange ohne Gewinde (mm):
57.41
Max. Durchmesser (mm):
315
Gewicht (g):
165
Optische Eigenschaften
Kompatible Deckglasdicke (mm):
0.1-1.3
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.107
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
0.147
Vergroferung:
60X
Numerische Apertur NA:
0.70
Arbeitsabstand (mm):
1.8-26
Feldzahl:
22
Parfokalldange (mm):
60.41
Immersionsfliissigkeit:
N/A
Sensor
Max. Sensorgrofie:
2/3"

Gewinde & Montage

Gewinde:
M5 x0.75

Konformitat mit Standards

Konformitatszertifikat:
Anzeigen

Produktdetails

e Exralanger Arbeitsabstand (ELWD)
o Breiter spektraler Durchlassgrad
* \elféltige Beobachtungsmodi

Die Nikon CFI S Plan Fluor ELWD-Objektive sind mit einem extra langen Arbeitsabstand ausgestattet, um eine hochaufiésende Darstellung gro3er Proben und KulturgefaRe mit unterschiedlichen Dicken zu ermdglichen. Mt ihrer
breiten spektralen Durchldssigkeit vom nahen Ultraviolett bis zum nahen Infrarot ermdglichen diese Objektive eine vielseitige Abbildung mit verschiedenen modernen Mkroskopietechniken. Diese Objektive erlauben eine grolRere
Flexibilitdt und schiitzen empfindliche Proben wahrend der Beobachtung, da keine Immersionsmedien erforderlich sind. Nikon CFl S Plan Fluor ELWD-Objektive sind in verschiedenen VergréRerungen erhaltlich und unterstiitzen
géngige Beobachtungsarten wie Hellfeld- und Dunkelfeldmikroskopie, DIK-Mkroskopie, Phasenkontrast- und Polarisationsmikroskopie. Diese Objektive sind ideal fiir allgemeine Fluoreszenz, Hellfeld-, Calcium-Imaging- und DIC-
Anwendungen.

Technische Informationen
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